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[57]申請專利範圍
1.　一種僅自由振動響應之模態分析系統，其包含：一理論自由振動響應分析流程單元，其
用以提供數個理論模態參數及數個理論系統自由振動響應，該理論系統自由振動響應選

自位移自由振動響應、速度自由振動響應或加速度自由振動響應；一實驗模態分析流程

單元，其用以提供數個實驗衝擊振動響應及數個實驗模態參數；一自由振動響應模態分

析實驗流程單元，其自該實驗模態分析流程單元之實驗衝擊振動響應擷取數個實驗系統

自由振動響應，該實驗系統自由振動響應選自位移自由振動響應、速度自由振動響應或

加速度自由振動響應；及一自由振動響應模態分析流程單元，其利用該理論系統自由振

動響應及該實驗系統自由振動響應之一估算數個系統模態參數，其中該理論模態參數、

實驗模態參數及系統模態參數選自自然頻率、模態振型向量或阻尼比。

2.　一種僅自由振動響應之模態分析方法，其包含步驟：輸入系統自由振動響應，該系統自
由振動響應選自位移自由振動響應、速度自由振動響應或加速度自由振動響應；定義自

由振動響應模態分析參數；選擇時間域響應分析模式及頻率域響應分析模式之一，並依

該自由振動響應模態分析參數取得時間域系統自由響應矩陣及或頻率域系統自由響應矩

陣；及選擇比例阻尼自由振動響應模態分析方法及一般阻尼自由振 動響應模態分析方法
之一，以估算系統模態參數，其中該理論模態參數、實驗模態參數及系統模態參數選自

自然頻率、模態振型向量或阻尼比。

3.　依申請專利範圍第 2項所述之僅自由振動響應之模態分析方法，其中該系統自由振動響
應包含理論系統自由振動響應及實驗系統自由振動響應。

4.　依申請專利範圍第 3項所述之僅自由振動響應之模態分析方法，其中該實驗系統自由振
動響應係利用至少一感測器測得。

5.　依申請專利範圍第 4項所述之僅自由振動響應之模態分析方法，其中該感測器選自一位
移計及一加速度計。
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圖式簡單說明

第 1A圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行時間域自由振動響應
模態分析方法之示意圖。

第 1B圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行頻率域自由振動響應
模態分析方法之示意圖。

第 2圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統之流程方塊圖。
第 3圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行理論自由振動響應分

析之流程圖。

第 4圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行實驗模態分析之流程
圖。

第 5圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行自由振動響應模態分
析實驗之流程圖。

第 6圖：本發明較佳實施例之僅自由振動響應之模態分析系統執行自由振動響應模態分
析方法之流程圖。

(2)

- 3514 -



(3)

- 3515 -



(4)

- 3516 -



(5)

- 3517 -



(6)

- 3518 -



(7)

- 3519 -



- 3520 -


